
© ISO 2013

Surface chemical analysis — 
Secondary ion mass spectrometry — 
Linearity of intensity scale in single 
ion counting time-of-flight mass 
analysers
Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions 
secondaires — Linéarité de l’échelle d’intensité des analyseurs de 
masse à temps de vol pour comptage des ions individuels
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